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Pantalla de entrada

Cuando te has validado en el sistema, aparece una pantalla en la que hay un menu arriba, y dos columnas en la

parte de abajo.

En el mend hay un enlace a esta pagina ‘Home’, un acceso al “Archivo” de los pedidos realizados con

anterioridad, que ya estan cerrados. En esta nueva pantalla podras navegar por los diferentes afios para

consultar estudios antiguos.

A =

Al UMY pome  archivo

Centros de Laboratorios

nstrumentacién Cientifica

nfraestructuras y Servicios Técnicos

Peticiones Abiertas

Cédigo Estado
Preparando presupuesto

Preparando albaranes

En espera de ser atendido

Fecha Peticién

19/nov/21

19/nov/21

24/nov/21

Infraestructura
Oficina de Disefia y Fabricacion
Unidad de Microscopia Electrénica de Transmisién

Unidad de Microscopia Electrénica de Barrido

En el menu a la derecha del todo esta el acceso a las partes relativas a tu usuario: perfil, cambio de palabra de

paso (en el caso de usuarios externos a la UC3M), y la salida del sistema (Logout)

@ UMS  ome archivo
Centros de Laboratorios

nstrumentacién Cientffica

En la primera columna de la

Peticiones Abiertas

Codigo Estado

Fecha Peticion  Infraestructura

parte principal, aparecen los diferentes centros en los que estan organizadas las

infraestructuras de apoyo a la investigacidén (lAls). En la actualidad solo hay dos centros: “Instrumentacion

cientifica” e “Infraestructuras y Servicios Técnicos”.

GLUMS  pome  archivo

Centros de Laboratorios

Peticiones Abiertas

nstrumentacién Cientifica Codige Estado Fecha Peticion  Infraestructura
Preparando presupuesto  19/nov/21 Oficina de Disefio y Fabricacion
fraestructuras y Senvicios Téenicos
Preparande albaranes 19/nov21 Unidad de Microscopia Electrénica de Transmisién
En espera de ser atendido  24/nov/21 Unidad de Microscopia Electronica de Barrido
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Pulsando en uno de ellos, por ejemplo Instrumentacion cientifica, se despliegan las IAls existentes. En la
actualidad son las que aparecen en la siguiente figura:
Centros de Laboratorios Pe
Instrumentacion Cientifica c
S.
Unidad de Microscopia La Microscopia Electranica de Barrido (SEM) junto con el Microanlisis por Energia
Electrénica de Barrido Dispersiva (EDS) son herramientas basicas que permiten la caracterizacion 5
morfolégica, microestructural y de composicién quimica de superficies sélidas. Se
obtienen imagenes de diferente resolucion mediante la interaccidn de un haz de 5
electrones con lz superficie de una muestra, Los distintos detectores permiten
analizar las particulas emitidas por el material en estudio.
Tiene dreas de aplicacion tan..
Unidad de Microscopia La Unidad de Microscapia Electranica de Transmisiaon cuenta con un Microscopio
Electrénica de Electrénico de Transmision {MET) Philips Tecnai 20 FEG para la caracterizacion de
Transmision muestras a alta resolucidn. El catodo de emision de campe (FEG) puede funcionar a
una tensidn maxima de aceleracion de 200 kV. La grabacion de imagenes se realiza
con una camara CCD Eagle 4k
El microscopia estd equipado con:
-Un detector de rayos X para hacer espectroscopiz de dispersidn de energia de rayos
X (EDX).
Unidad de Difraccién de La difraccion de rayos ¥ es una técnica analitica usada principalmente para la
Rayos X identificacion y cuantificacion de fases cristalinas, asi como para obtener informacidn
de |z textura de un material. Toda esta informacion se desprende del anélizis de |2
posician, intensidad y forma de los picos de un diagrama de difraccion,
La difraccion se define como la desviacion de una onda al chocar con el borde de un
cuerpo opaco o al atravesar una abertura. Coma los rayos X tienen longitudes de ...
Infraestructuras y Servicios Técnicos
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En el caso de Infraestructuras y Servicios Técnicos, sera:

Centros de Laboratorios

Instrumentacion Cientifica

Infraestructuras y Servicios Técnicos

Oficina de Disefio y La Oficina de Disefio y Fabricacidn ofrece a los departamentos y grupos de

Fabricacion investigacion un servicio de apoyo al desarrollo de proyectos de docencia o
investigacian. Este apoyo puede materializarse tanto en el plano técnico,
participandao en el disefio y fabricacion total o parcial de determinados blogues del
proyecto, coma en el logistico, gestionando compras y/o subcontrataciones
necesarias para el desarrollo del mismo.

En &l plano tacnico, se ofrece un servicio de disefio y fabricacl...

En la columna de la Derecha, aparecen los servicios que tienes abiertos en la actualidad (ver siguiente figura)

Peticiones Abiertas

Codigo Estado Fecha Peticion  Infraestructura

S-0ODF-000007  Preparando presupuesto 19/nov/21 CHicina de Disefio y Fabricacion

S-TEM-000001 Preparando albaranes 19/nov/21 Unidad de Microscopia Electrdnica de Transmision
S-SEM-000002  En espera de ser atendide  24/nov/21 Unidad de Microscopia Electrdnica de Barrida
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Peticion de un Servicio

Una vez desplegadas las infraestructuras que hay en un centro, se selecciona una de ellas. En este ejemplo, serd
el microscopio electrénico de barrido.

=~ [
@LUMS  ome archivo - -
Unidad de Microscopia Electrénica de Barrido
Equipos de la Infraestructura Servicios y Tarifas Aus

Enlace a la ficha Resumen Caracteristicas técnicas

Servicio A E C
XL 30 Resolucion 3,5 nm a 30 kV. Voltaje de aceleracién variable entre 0.2y 30 k. cec Grafito 600 1200 18,00
Medidas en alto vacio. Detector de electrones secundarics (SE). Detector de
electrones retrodispersados (BSE). Detector EDX de EDAX DX4i.... rec. Or0 800 1200 2500
Teneo Resolucién de 1 nm a 15 KV (electrones secundarios), Tensién variable entre 0.02 kv Prep. Muestra SEM 1.00 3.00 5.00
¥ 30 kV Las medidas se pueden hacer en alto y bajo vacio entre 10 y 50 Pa). Alto
grado de automatizacion, 5 gjes motorizados, Ca... Hora Teneo 90,00 100,00 155,00
Hora X130 35,00 60,00 90,00

Permite recubrir hasta 18 stubs de 12 mm mediante sputtering de oro o mediante
evaporacion de carbonc.

A la izquierda se pueden ver las caracteristicas de los diferentes equipos que hay en la IAl, y a la derecha las
tarifas.

Arriba de las tarifas, hay un botdn, “Solicitar Servicio”. Una vez pulsado, aparece el formulario de peticién del
servicio.

En este formulario se ha de describir el ensayo que quieres realizar, qué es lo que estas buscando, y en general
toda informacidn que pueda ser de utilidad para el técnico de microscopia. También tendras que asociar un
Medio de Pago a esta solicitud de servicio.

A =
el

@l UMS  ome 2

Unidad de Mlcroscopia Electrénica de Barrido - Peticién de Servicio

Descripcion®

s blancas. Te adjunto unas imagenes donde se observa esta

Mediodepago®

una: IN: dpeinado: Diego Peinado Martin v

Una vez dado al botdn de guardar, te aparecera la pantalla del servicio pedido.

Aparecen los datos de la peticidn, asi como el estado en el que se encuentra. En la parte inferior hay una zona
en el que aparecen los siguientes botones:

® ‘+Muestra’. Este botdn sirve para afiadir una muestra. Esto lo veremos a continuacion en el ejemplo.

® ‘Presupuesto’ - ‘Listado’. Mediante el primer botdn, el Técnico elabora el presupuesto que te sera
enviado, y mediante el segundo, podras consultar todos los presupuestos que te hayan enviado

o ‘Albaran’ - ‘Listado’: Mediante el primer botdn, el Técnico elabora el albaran que te sera enviado, y
mediante el segundo, podras consultar todos los albaranes que te hayan enviado

e ‘Resultados’ - ‘Listado’: Mediante el primer botdn, el Técnico sube los resultados que te serdn enviado,
y mediante el segundo, podrds consultar todos los resultados que te hayan enviado
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Corresponden a afiadir una muestra, realizar un presupuesto (esto solo lo puede hacer el técnico de laboratorio),
consultar el listado de presupuestos (esto lo puede hacer el usuario)

-] o
cai_LIMS Home Archivo -
Py . = Retroceder Estado 4+ Avanzar Estad
Peticion Servicio: S-SEM-000003 S =
En espera de ser atendido
Infraestructura:  Unidad de Microscopia Electronica de Barrido Preparando presupuesto
Descripeién: £5 un experimento nuevo, aRadirle a la aleacién de Al una cantidad de PEG para evitar segregacion de elementos de aleacién, en concreto

- N - - Espera aceptacion
Manganeso- Cobre- Aluminio. Se suelen formar unas particulas de gran tamafio > 45 micras blancas. Te adjunte unas imégenes donde s observa P P

esta segregacion. Estamos buscando que los elementos de aleacion estén bien dispersos en la muestra, Enviaré 4 muestras: 2060; 2060 13 PEG; R
2186; 2195 1% PEG £n cola de ejecucion

Preparando albaranes
Fecha de Peticién: 24 de Noviembre de 2021

Preparando factura

Peticionario: inves1: Jose Ramén Buendia Aljarate

Oltima 24 de Noviembre de 2021 Senicio acabado y cerrado
modificacién:

Medio dePago  uno: IN: dpeinado: Diego Peinado Martin

Elegido:

Cédigo Interno Cédigo Externo % Muestra estado descripcién ME Recubrimiento EDS Devolucién Ficheros

A continuacién, vamos a crear una de las cuatro muestras que hemos comentado en la descripcidn del servicio.

+ Muestra
Para ello pulsamos el botén - y llegamos al formulario de introduccion de datos de la muestra.

Muestra de S-SEM-000003 X

Codigo* TipoME*
2060 Tenea (HV/LV) v
ntroduzca un cédigo suyo que le ayude 3 identificar la muestra

Descripcion®

analizar aleacion base 2060

P
Hallazgos buscados, informes requeridos, técnicas particulares
Recubrimiento* EDS
No recubrir hd Devolucion
Porcentaje”
100
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El primer campo es el c6digo de muestra que utilizas tu para identificarla. El sistema generara otro cédigo interno
que serd trazable. En este caso (en cada infraestructura el formulario es ligeramente diferente), tendras que
elegir el microscopio electrénico a emplear (XL 30 o Teneo), descripcidén de qué buscas especificamente en esta
muestra. También te puedes referir a la descripcién general. También indicar qué tipo de recubrimiento hay que
hacer a la muestra (si lo sabes, si no, el técnico puede ver si fuera necesario), si quieres microanalisis, y si quieres
que se te devuelva la muestra. En cuanto al porcentaje, no lo modifiques. Esto es por si el técnico divide la

muestra en diversas partes.

Peticionario: inves1: Jose Ramon Buendia Aljarate

ine Servicio acabado y cerrado
Ultima 24 de Noviembre de 2021 B
modificacién:

MediodePago  uno: IN: dpeinada: Diego Peinado Martin
Elegido:

&
Cédigo Interno Cédigo Externo % Muestra estado descripcién ME imis EDS Devolucié Ficheros
M-SEM-000008 2060 100 Esperando la muestra analizar aleacion base 2060 Teneo (HV/LV) No recubrir si No [=]+]

En la parte inferior aparece esta muestra. Introduce las siguientes muestras. Es importante ver que al final de
cada muestra aparecen dos botones bajo la etiqueta ‘Ficheros’. Pulsa el botdn ‘+’ para subir cualquier tipo de
fichero que quieras que el técnico tenga. Puede ser una fotografia, un articulo, un plano, u otra cosa
dependiendo de la IAl que se trate. En el caso del ejemplo, subiremos fotografias de segregaciones que se

producen. Esto lo haremos para la segunda muestra.

En la siguiente imagen se puede ver que hemos introducido dos muestras, y en la segunda, hay 2 ficheros subidos
(se puede ver una marca roja con un 2 en el botdn de listado). Si pulsas el botdn de listado, obtendras:

Ficheros asociados a la Muestra: M-SEM-000009

Codige Fichero Propietario Fecha Descripcion.

M-SEM-00000%- ficheros/M23L60_4.TIF Jose Ramén Buendiz Aljarate 24-Nov-2021 Foto de segregaciones del PEG
FO1

M-SEM-00000%- ficheros/60_25_25.TIF Jose Ramén Buendiz Aljarate 24-Nov-2021 Otra fotografia de segregacion

FO2

Para subir los ficheros, habrds pulsado el botdn ‘+/, y se rellena un formulario como el que aparece en la siguiente

imagen:
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cai_LIMS Home Archive

Descripcion®

Fotografia donde aparecen particulas segregadas de gran tamafio

Fichero® & Abrir
Ningn arch 4 ¥ 5 MiPC:PC-151-234-1 » Descargas
Organizar + Mueva carpeta
FORMULARIOS ~ Nembre Fech
pat2 v hoy (3)
3 Mi PC: PC-151-23 | §0_25_25.TIF 241"
I Descargas =] M23L60_2.TIF 2411
Iﬂ Documentos =) M23L60_4.TIF 24/1°
[ Escritorio ~ ayer (2)
| Imdgenes AnJ2 Oficina_Técnica_CALpdf 231
J, Musica | IM_5_Baja_bienes_muebles.doc 231
- Objetos 3D  al principio de esta semana (2)
m Videos Javier Gonzdlez Benito 2012_00130_004.pdf 22/
‘i Sistermna () 20211123_TRANSICION_TL_DESDE_OT_A_CAl.pdf 22/1°
s Disco local (D7)  |la semana pasada (15)
= SOFTWARES [\ Nuevolsuario_Unidades_form (1).pdf 18/1°
== SOFTSOROLLAS (2] Drariimiier +n rersiciAn Emninae Ferane AEICIRA TECMIC A nAdf 101
v <
Nombre: “

Con esto ya estd realizada la peticién. Con posterioridad, podras consultar el estado pulsando desde la pantalla
‘home’, en la columna de la derecha, el codigo correspondiente a esta peticion.
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Después el técnico de laboratorio, preparara un presupuesto en pdf que te enviard por email, y tras
comunicacion con el técnico mediante correo electrénico, autorizaras a que se haga el estudio.

Ejemplo de presupuesto

PRESUPUESTO
N°: S-SEM-000003 FECHA: 24/11/2021
Contactos Medio de Pago

Peticionario: Jose Ramoén Buendia Aljarate; Codigo: P1-0003
email peticionario:  jrba@pitos flautas.com; MNombre: uno
Contacto CAl: Diego Peinado Martin N*® Proyecto: 2342340
email Cont. CAl: dpeinado@pa.uc3m.es MNombre Proyecto:  blabla

MNombre del IP: Diego Peinado Martin

email IP: dpeinado@pa.uc3m_ es
Notas:

Presupuesto dos primeras muestras

Informacion:
Unidad de Microscopia Electrénica de Barrido

S-SEM-000003: Es un experimento nuevo, afiadirle a |a aleacion de Al una cantidad de PEG para evitar segregacicn de
elementos de aleacion, en concreto Manganeso- Cobre- Aluminio. Se suelen formar unas particulas de gran tamafio > 45
micras blancas. Te adjunto unas imagenes donde se observa esta segregacion. Estamos buscando que los elementos de
aleacion estén bien dispersos en la muestra. Enviaré 4 muestras: 2060; 2060 1% PEG; 2196; 2196 1% PEG

Cod. Serv. Cod. Trabj. Concepto Precio Uds Total
S-SEM-000003 M-SEM-000008 | Prep. Muestra SEM 35 1.00 3,50
S-SEM-000003 M-SEM-000008 | Hora Teneo 108,5 0,50 54,25
S-SEM-000003 M-SEM-000009 | Prep. Muestra SEM 35 1.00 3,50
S-SEM-000003 M-SEM-000009 | Hora Teneo 108,5 1.00 108,50

BASE IMPONIBLE: 169,75
IVA: 0,00
TOTAL PRESUPUESTO: 169,75
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La préxima vez que te conectes a ver como esta el estudio, lo que veras sera:

Peticion Servicio: S-SEM-000003
£n espera
Infragstructura: Unidad de Microscopia Electrénica de 8arrido Preparando presuy
Descripeion: 5 un experimento nuevo, afadirle 3 a alescion de Al una cantidad Ge PEG pars evitar segregacion de elementos de alescion, en cos

formar unas particulas de gran tamafio > 45 micras blancas. Te adjunt

Manganeso- Cobre- Aluminio. Se suees
reto Manganeso- Cobre- Aluminio. Se sugien = otein
buscando que los elementos de aleacion estén

cola de ejecucion

s observa esta segregacion. Estam
bien dispersos en la muestra. Enviaré 4 muestras: 204

Facha de Peticion: 24 de Noviembre de 2021 Preparando albaranes

Peticionario: inves Ramén Buendia Afjarate Preparando factura
Uttima 24 de Noviembre de 2021 TS "
modificacion: Senicio acabado y cemado
MediodePago  uno: IN: dpeinado: Diego Peinado Martin

Elegido:

(] (o [ e

idige Intemo Cédigo Externo % Muestra estado descripcién

ME Recubrimiento EDS  Devolucién Ficheros
SEM-000008 2060 100 Esperando la muestra anzlizar aleacion base 2060 Tenea (HVAY) No recubrir si No [=]+]
Estado Serv. Descripcion precio Uds.
£n bormador analizar sleacién base 2060 350 1.00

£n borrador analizar sleacion base 2060

+SEM-000008 2060 1% PEG 100 Esperando la muestra 1% de PEG . Caracterizar posibles segregaciones en forma de particulas de mas de

T o €0 (HV/ No recubir si No = [+]

Estado Serv. Descripcion precio Uds. Importe
€n borrador Prep. Muestra SEM 19 de PEG disperso. Caracterizar posibles segregaciones en forma de particulas de mds de 45um 350 100 350
£ borador Hora Teneo 19% de PEG disperso. C. zar posibles segregaciones en forma de particulas de mss de 45um 10850 100 10850

Y eso indica que el Técnico ya esta trabajando en ello.
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